




























专利名称(译) 使用光电化学标记测定分析物的方法

公开(公告)号 US8603750 公开(公告)日 2013-12-10

申请号 US10/535905 申请日 2003-05-06

[标]申请(专利权)人(译) 郭良宏
冬冬
郑东
王福全
杨西羌
程静

申请(专利权)人(译) 郭梁鸿
冬冬
郑东
王福泉
杨西羌
程静

当前申请(专利权)人(译) 博奥
清华大学

[标]发明人 GUO LIANGHONG
DONG DONG
ZHENG DONG
WANG FUQUAN
YANG XIQIANG
CHENG JING

发明人 GUO, LIANGHONG
DONG, DONG
ZHENG, DONG
WANG, FUQUAN
YANG, XIQIANG
CHENG, JING

IPC分类号 G01N33/53 G01N21/76 C12Q1/68 G01N33/58

CPC分类号 C12Q1/6816 G01N33/582 G01N2458/30 C12Q2563/113 C12Q2523/313

代理机构(译) 美富律师事务所

优先权 02148800.2 2002-11-21 CN

其他公开文献 US20060148102A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供了使用光电化学分子作为标记分析分析物的装置，试剂盒和方法。具体地，本发明提供了一种用于分析物分析的方法，
包括：a）使怀疑含有分析物的样品与能够在合适条件下与分析物结合和/或反应的反应物接触，以允许分析物结合（如果存在）样
品，反应物;b）评估分析物和反应物之间的结合和/或反应，以确定样品中分析物的存在和/或量，其中反应物，分析物或另外的反
应物或另外的分析物或分析物类似物用光电化学活性分子标记。评估步骤还包括在电极存在下将光电化学活性分子用光转换成激发
态，并评估由激发的光电化学活性分子和电极之间的电子转移产生的电流。
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